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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEl.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus aupres des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from. the following IEC

dans les dpcuments ci-dessous:

* Bdlletin de la CEI

* Arnuaire de la CEI
Pyblié annuellement

* Cdtalogue des publications de la CEI
Pyblié annuellement et mis a jour régulierement

Terminglogie

En ce qui|concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera @ la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique\inter-
national (YEI), qui se présente sous forme de <
séparés tfaitant chacun d'un sujet défini. Des
complets ur le VEI peuvent étre obtenus sur dem
Voir égalefnent le dictionnaire multilingue de la CEI.

Rde.

Les termef et définitions figurant dags la pré
cation onj été soit tirés du
approuvés|aux fins de cette pulicatis

Symbolegs graphizj}s
Pour les symboles graphique
signes d'U
consulteral

— la
électr

- la
sur 14
feuilld

- la

sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

aders are referred fo IEC 50:
shnical Vocabulary (IEV), which is
separate chapters ea¢h dealing
will be
See also the IEC Multilingual

s and definitions contained in the prepent publi-
atiop have either been taken from the IEV or have been

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs
approved by the IEC for general use, readers are|referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in| electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for| use on
equipment. Index, survey and compilatipn of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and-formedical-electrical eguinment
A Ak o 7

et pour les! :ppnrnllc Slectromédicau ;

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES INFERIEURES A 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMEES —

Partie 7: Spécification particuliere pour connecteurs a 8 voies,
comprenant des embases et des fiches ayant des caractéristiques
d'accouplement communes, avec assurance de la qualité

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une orgapi

poul objet de favoriser la coopération internationale pour toutes
domjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl

non | gouvernementales, en liaison avec la CEl,
étroftement avec I'Organisation Internationale de Nor
entre¢ les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de la
mespre du possible un accord internationa j étudidés, étant donné que les Comités
dllessés sont représentés dans chaque comité

andations internationales. lls so

echniques, représentent,

nalisation

.|La CEIl a

dans les
5 Normes
t Comité
bntales et
collabore
ar accord

dans la
nationaux

ht publiés

alappliquer

s normes
régionale

ipn et sa

vent faire
nue pour
nce.

purs, du
es pour

Cette deuxiemn
révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48B/489/FDIS 48B/546/RVD

itue une

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti & I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
FOR USE WITH PRINTED BOARDS -

Part 7: Detail specification for connectors, 8-way,
including fixed and free connectors with common mating features,
with assessed quality

FOREWORD

1) The| IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwige ardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committee IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standa electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IE&_pubh ds. Their
prefdaration is entrusted to technical committees; any IEC Natien ject dealt
with|may participate in this preparatory work. Internationa 8 hnizations
liais|ng with the IEC also participate in this preparation. 3 clgsely with the International
Orggnization for Standardization (ISO) in accordance wi i i ween the
two prganizations.

2) The|formal decisions or agreements of\the IE i pxpress, as nearly as pogsible, an
intefnational consensus of opinion on the re hnical committee has repr¢sentation
fron] all interested National Committees.

3) The|documents produced have the form bf ref uendation international use and are published in the
form of standards, technicé S giides\a they “are™accepted by the National Committegs in that
senge.

4) In ofder to promote i atignal Committees undertake to apply IEC International
Starjdards transparen t N extent possible in their national and regional standards. Any
divefgence betpwee S : arnd the corresponding national or regional standard shall pe clearly
indi¢ated in the er.

5) The le for any
equi

6) Atte hy be the
subj jhts.

Internat 603-7 has been prepared by subcommittee 48B: Connectorg, of IEC

technicgl Electromechanical components and mechanical structyres for

electron|

This secofid—etdition—cancets—andreptaces—thefirstedittonpublishedin—1990—=and—constitutes a

technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48B/489/FDIS 48B/546/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) attire l'attention sur le fait qu’'il est
déclaré que la conformité aux dispositions de la présente Norme internationale peut impliquer
I'utilisation d’'un brevet concernant les connecteurs a 8 voies pour raccordement de systemes
traités aux articles 3 et 4.

La CEIl ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits de
propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné I'assurance a la CEIl gu’il consent a négocier
des licences avec des demandeurs du monde entier, en des termes et a des conditions
raisonnables et non discriminatoires. A ce propos, la déclaration du détenteur des droits de
propriétg_est enregistrée a la CF1_Des informations peuvent éire ohtenues aupres de:

AT&T

Intellectpal Property Licensing and Management Organization

10 Inde

P.O. Bok 4911

Warren

pendence Boulevard

| New Jersey 07060-0911

Etats-Unpis d’Amérique

L'attention est par ailleurs attirée sur le fait que gertai la présentg Norme
internatjonale peuvent faire I'objet de droits deg > » ceux mentiopnés ci-
dessus.|La CEI ne saurait étre tenue pgb as ayoir diment signalg tout ou
partie d¢ ces droits de propriété.

Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de

Le numtro QC qui figure ¢ 3 pAge te o@re dedla présente publication est le numéro de
spécification dans le syste QE| d'assufance devla qualité des composants électjoniques
(IECQ).

9
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The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is
claimed that compliance with this International Standard may involve the use of a patent
concerning connectors, 8-way, for interconnect systems given in clauses 3 and 4.

The IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he is willing to negotiate licences under
reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world.
In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with the IEC.
Information may be obtained from:

AT&T
Intellectpal Property Licensing and Management Organization
10 Independence Boulevard
P.O. Bok 4911

Warren,| New Jersey 07060-0911
United $tates of America

national Jtandard

Attentiop is drawn to the possibility that some of the elem
C ' Shall not|be held

may be|the subject of patent rights other than those i
responsjble for identifying any or all such patent rightg.

Annexes A, B, C and D form an integral

is the specification nymber in

The QC|number that appears on the fron io
ponents (IECQ).

the IEC|Quality Assessment Systems fq
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CONNECTEURS POUR FREQUENCES INFERIEURES A 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMEES —

Partie 7: Spécification particuliere pour connecteurs a 8 voies,

comprenant des embases et des fiches ayant des caractéristiques
d'accouplement communes, avec assurance de la qualité

1 Domaine d’'application

La présente partie de la CEIl 603 concerne un systéme de connecteuss 3 i , 6 0u8
contacty comprenant une gamme de fiches et d'embases. Ces nt une
variété gle différentes configurations de montage et de types de 'Suration
d'accouplement commune.

Les em AD) par
déplace imée et a
fils volants.

Les fiches sont équipées de sortigs\¢ 2 P6 Fi 3 nexions
autodé 2 'i des{cqrdons Javec des fils d'or fgqux, des

conduct isponibles

avec un

bférence

qui y est faite, constituent™des_ti 603. Au
moment de la p' i atif est
sujet a févision etMes j la CEI
invité pQssibilité d'appliquer les éditions les plus récerltes des

dent le

tre 581:

CEI 326-3: 1991, Cartes imprimées — Partie 3: Etudes et application des cartes imprimées

CEl 352-2: 1990, Connexions sans soudure — Partie 2: Connexions serties sans soudure —
Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEl 352-3: 1993, Connexions sans soudure - Partie 3: Connexions autodénudantes
accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEIl 352-4: 1994, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non
accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs
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CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
FOR USE WITH PRINTED BOARDS -

Part 7: Detail specification for connectors, 8-way,
including fixed and free connectors with common mating features,
with assessed quality

1 Scope
This paft of IEC 603 covers an 8-way connector system of 4, 6 or 8 onta isting of a
range of free and fixed connectors. The connectors cover a vayie } ounting

configunations and termination types with a common mating confj

Fixed cpnnectors are provided with terminations suitable f insulati isplacement,
screw tgrminal, crimp, insulation piercing termination, printé (8 i ing leads.

Free cgnnectors are provided for crimp, insulatign piercin d_ insulation displacement
terminations to cable assemblies with tinsel, strg k soljd wike conductors. At the|present
time, frge connectors may only be availz 5 @ minations and varfants.

1.1 Nofmative references

The follpwing normative documents contaimprovisi ich, through reference in this text,
constitufe provisions of thig\part g imé of publication, the editions ipdicated
were valid. All normative 6 subjeet ta revision, and parties to agreements based
on thisalart of IEC 6034 ifvestigate the possibility of applying the mogt recent
editions| of the normati below. Members of IEC and ISO maintain
register

IEC 50 Electro-

mechan

IEC 68-

IEC 326

IEC 353-2; 1990, Sqlderless connections — Part 2: Solderless crimped connections — |General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 352-3: 1993, Solderless connections — Part 3: Solderless accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 352-4: 1994, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
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CEIl 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipement électroniques: procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 2: Examen général, essais de continuité et de
résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique

CEI 512-3: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 3: Essais de courant limite

CEI 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques, procédures
d’essai de base et méthodes de mesure — Partie 4: Essais de contraintes dynamiques

CEI 512-5: 1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procédures

d'essai flebaseetrréthodesdemestre—Fartre5—E£ssars tHimpact-(composants1bres), essais
d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais destrgharge
CEIl 512 sédures
d'essai fure
CEl 512 cédures
d'essai hique et
essais d

CEl 512 cédures
d'essai Lrs, des
contactd

CEIl 603 c cartes
imprimé Bdaction
des spégifications particuhé

Amendgment 1 (1992)

CEIl 664-1: 199 inati eaux) a
basse tg¢nsion — j

CEl 807 MHz —
Partie fon des
spécific

CEI QC hlité des
compos|

Amende S

Amendgment 3 (1995)

CEIl QC 001002: 1986, Régles de procédure du Systeme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)
Amendement 2 (1994)

ISO 468: 1982, Rugosité de surface — Parametres, leurs valeurs et les régles générales de la
détermination des spécifications

UIT-T K20: 1984, Résistance des équipements de commutation aux surtensions et aux
surintensités
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IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 512-3: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 3: Current-carrying capacity tests

IEC 512-4: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 4: Dynamic stress tests

IEC 512-5: 1992, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing

prOCQd res—antd mcaouu.ny methods—rart=5- l'mluaut tests (flcc uumpuuci"f;),\ tatte—taad tests
(fixed components), endurance tests and overload tests

IEC 51p-6: 1984, Electromechanical components for electronic< equi X ic testing
proceddres and measuring methods — Part 6. Climatic tests and soldexng\tests

IEC 51p-7: 1988, Electromechanical components for testing
procedures and measuring methods — Part 7: Mechanicg StS

IEC 51p-8: 1993, Electromechanical components\ fo ic ‘equipment; basic| testing
proceddres and measuring methods — 6 mechanical) and meghanical
tests on| contacts and terminations

IEC 603-1: 1991, Connectors for frequepach , z for use with printed boards + Part 1:
Genericl specification — General require gyide for the preparation qf detail
specifications, with assessed qualit

Amendment 1 (1992)

IEC 664-1: 1992, Ins Part 1:
Principles, requi

IEC 801 Generic
specific tions for
connect

IEC Qd ectronic
compon|

Amendn

Amendment(3,(199

IEC QC 001002: 1986, Rules of procedure of the IEC quality assessment system for electronic
components (IECQ)
Amendment 2 (1994)

ISO 468: 1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying
requirements

ITU-T K20: 1984, Resistibility of telecommunication switching equipment to overvoltages and
overcurrents
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2 Désignation de type CEI

Les connecteurs, les corps de connecteurs et les connecteurs équipés de contacts selon cette
norme doivent étre désignés selon le systéme suivant:

IEC 603-7 LINJ] L|JL{L

l_
e
2
zZ
2
—

Reference a

cette norme

Lettres dés|gnant

de

o

le type de donnecteur ?NSQWN%
Embase pour panneau,| A SAi o\

version sars codage
Embase pour carte \ \/
imprimée. dans codace | B \

Fiche, Q N
version sars codage C
Nombr és\lgﬁant le nombrg de

=

d
Prolongate \ noeuvges mécaniques (AL)
version sar|s codaae D

prijmée, vergion avec Nombre désignant la variahte
codage F

Fiche,
version avgc codage

®

Pour les détails, voir drticle 4

N

A0

Norma \&
Position de|contact
Variéne B

Embase pqur panneau, 6 750 manoeuvres
version avgc codage E ‘\2/ 2500 ManoeuvIes
Embase pdur carte im- 7

Nombre d¢ contacts

0o N

Nombre désignant le revétement de cqntact

=
\/W

(%

\ 1 Or, alliage d’or
Lettrg désig@nt Ie\&@\de\@nt}c{
. N
Femelle F
Conta \\Ma\le/ M Lettre désignant le type de conducteuf,
fils volants ou cable
Ldttre de3|gnant\lwﬁe de sortie A Fil d'or faux

Bornes a vis A
B Cable multibrin

Sertissage C — -
C Cable monobrin

Connexions autodénudantes D — —
D Cable d’or faux ou multibrin

Fil volant F — -
E Cable multibrin ou monobrin

Percement d’isolant P — -
F Cable d’or faux, multibrin ou monobrin

A souder S - ‘ — -
G |Cartes jusqu'a 1,6 mm (0,063) d’épaisseur nominale

NOTE  «L» correspond a une lettre X | Exigence particuliére du client pour fils volants ou cables

«N>» correspond a un chiffre

Exemple:

IEC 603-7 B8BAFS-G101- 2G: Embase pour montage sur carte imprimée, sans codage ayant 8
contacts femelles dorés en position normale, sorties a souder pour une carte imprimée
d’épaisseur nominale de 1,6 mm, variante 01, de niveau de performance 2 et de niveau de
contrdle G.
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2 IEC type designat

ion

_13_

Connectors, connector bodies and connectors with pre-inserted contacts according to this
standard shall be designated by the following system:

IEC 603-7 L|N

-

Reference to
this standard

Lette[s denoting
conngctor type

Fixed pamel mounted
and unkgyed version | A

Fixed bog@rd mounted
and unkgyed version | B

Free and unkeyed

vefsion C
Free coupler and
unkeyedd version D

Fixed pamel mounted
and kevied version E
Fixed bodqrd mounted
and keyed version F

Free apd keyed

vergion G
4
Number of contacts 6 [
8
2
Stan&érg/ \Q

Contact pogition
Var%t\

B

Q
R
N

N\
Letterp denc&ng tN(\co}\{act
AP\

Fema

E
M

-

DV
A

i

/\( 6 \l\ 750 operations
‘\/ 2500 operations
/
Number denoting variant

A

(AN
@tté& noti@asﬁe\ssm\eqt level
AL\
eraw:

N‘um\ber ysnoting performange level (PL)

=

For details see clausq 4

Number denoting contact finish

1 Gold, gold-alloy

Ldtterrdenoting M termination

Letter denoting type of conductor
accommodation, flying lead or cable

Screw terminal

Tinsel wire

Crimp

Stranded wire

Insulation displace

ment

Solid wire

Flying lead

Tinsel or stranded wire

Insulation piercing

Stranded or solid wire

Solder

wl o] Ol Of1>

Tinsel, stranded or solid wire

NOTE “L"” stands for letter

“N” stands for number

Example:

IEC 603-7 B8AFS-G101- 2G:

Board-mounted, boards up to 1,6 mm (0,063) thick nominal

X of ny m|| O O] 9| >

Customer specific requirements for flying leads or cables

Fixed connector, board mounted, unkeyed having 8 female

contacts in standard contact positions, gold plated to be soldered into a printed board having a
thickness of 1,6 mm nominal variant 01, meeting performance level 2, assessment level G.
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2.1 Terminologie 2.1 Terminology

Pour les définitions des termes utilisés, voir la  For definitions of terms used, refer to
CEIl 50(581). IEC 50(581).

3 Caractéristigues communes 3 Common features and isometric view

et vue isométrique

3.1 Vue isométrique 3.1 Isometric view

<

ol B

Vers|on sans codage
Unkgyed version

<

\wa/

Version avec codage
Keyed version

IEC 888/96

Figure 1
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3.2 Informations concernant la face
d’accouplement

Pour les besoins de cette spécification, les
informations concernant les dimensions
sont détaillées en plus de celles qui sont
spécifiées dans la CEIl 603-1 (et dans la
CEI 807-1). Il est donc nécessaire de lire
ensemble 3.2.1 a 3.2.3 inclus.

3.2 Mating information

For the purpose of this specification,
dimensional information in excess of that
specified in IEC 603-1 (and IEC 807-1) is
detailed. It is, therefore, necessary to read
3.2.1 to 3.2.3 inclusive in conjunction with
each other.

3.2.1 (ontacts

Configuration de contact
minimal préférentielle
Minimum preferred contact

fixed connector

Con,tact configuration
c(i:e | emba?e {yoir vue D)
ontact o see¥ew D)

3.2.1 Contacts

Ferpale connector Q1
} (seenote) l

E] G2
-
Configufation de contact préférentielle o
Section C-C ¢
Prefgrred contact configuratiol Contact préférentiel
Preferred contact ~
W
N
Az
Dy
Ez
3 ¥ CZ
— foa——
Coupe C-C
Autre configuration de contact o
Section C-C Vue D (voir également 3.2.2 et 3.2.3)
Optional contact configuration View D (see also 3.2.2 and 3.2.3)
IEC 889/96

NOTE - Les informations montrées concernant la
face d’accouplement ne peuvent étre respectées
gu’avec une fiche équipée de cable.

NOTE - The mating information shown can only be
achieved with a free connector with cable attached.
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Tableau 1 Table 1
Lettre Maximum Minimum
Letter mm in mm in

A, 1,45 0,57 0,89 0,035
B, 0,61 0,024 0,51 0,020
C, 0,46 0,018 0,03 0,001
D, 2,79 0,110
E, 4,11 0,162
F, 6,22 0,245
H, 0,38 0,015/\
J, 0,64 0,025 0,38 0,01<§\
K, 6,15 0,242 5,89 <O,2
M, 0, })\91
m el ot
P, 0,50 0,0195 p‘475 0,0
P, 050 | oqiok 046/ 0w
R | e odoo(| 0 T )
> N
Lettre Ma imur£\\ ifgrim proposé
tter /\ > gested minimum
S N
AN
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3.2.2 Embase

— |0,05mm
= 10,0020

0,05 mm

_17_

3.2.2

Fixed connector

Coupe A-A
(voir figure 3b)
Section A-A
(see figure 3b)

]

0020

Version sans codage
Unkeyed version

Zone de contact: les contacts
doivent étre entierement gans leur
individuel gars

Dépouille
0,15 maxin

Allégeme
sur les de
Relief per
both sides

AD»

ya

Deux engrotts
Two places

/.
-

haximale 0,15
\um taper

t admis

X cOtés
hitted on

AB\
Deux engrois
Two piaces

0,25 mm
0,010

mensions mimimales ou
les prescriptions concernant
le calibre s'appngquent - gquatre

QOuverture du connecteur
Connector opeming

ADq

Six endroits
Six places

,

SB4

Minimum dimensions where gau
requirements apply - four corne

al
ead

fomns

ge
(23

'

Version avec codage
Keyed version

IEC 890/96

Figure 3a — Vue de la zone de contact
View of contact zone
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Les contacts montrés au repos doivent
toujours étre maintenus dans les fentes
guides. Les contacts doivent se déplacer

librement dans leurs fentes individuelles. Butée préférentielle de la fiche male
Contacts shown at rest. Contacts shall Preferred male free connector stop
always be contained inside guide slots.

Contacts shall move freely within their

individual slots. Il n'est pas nécessaire que la surface Z soit

coplanaire ou coincide avec la surface sous
le systéme de verrouiliage, pour autant
qu’a I'insertion, I'encliguetage et le désencli-

Polur les prescriptions des contacts accou- quetage des fiches ne sont pas interdits.
ples avec les contacts de la fiche male, voir Surface Z need not be planar or coincident
figure 2-‘ ) AT, with the surface below the locking device
For requirements of contacts mated with as long as insertion, latching and unlatching of
male free connector contacts, see Figure 2. free connectors is not inhibited.
AN1 | Cette ligne s'applique uniquement
9 5 : =

This line is h{keyed version ofily.

)
|-

Repos du contact facultatif /
Optional contact rest |~

"_
AQ,

|
APy
|

<™
AS; :Et&\_

/
’A
O

AR,

Adq

Y1

rojections au-dela des dimensions AL ne doivent fas
er I'accés du doigt au systéme de verrouillage dé¢ la

Surface plate
Ftat surface

jeCtions beyond the AL, dimension shall not prevent
inger access to the free connector locking device.

IIEC 891/96

Figut oins internes dans la cavité du connecteur doivent
al de 0,38 mm (0,015 in) sauf prescription contrairg
. All internal corners in the connector cavity shall be 0,38 mm
gius maximum unless otherwise specified



https://iecnorm.com/api/?name=351c60c51f5f15af5ce952c7b44ee124

603-7 O IEC:1996 -19 -

Tableau 2 Table 2
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter

mm in mm in mm in

Aq 1,47 0,058

By 0,71 0,028

K1 5,84 0,230

Sq 12,04 0,474 11,84 0,466 11,94 0,470

T 4,19 0,165 3,94 0,155 .

wq 6,38 0,251 6,22 0,245 /\(

Xq 6,86 0,270 6,68 0,263 /\\

Y1 2,34 0,092 \ \\

Zq 2,08 0,082 \ \ N

AA] 1,24 0,049 < \‘ \

ABj 0,38 0,015 A\ \

ACH 6,96 0,274 6,76 (0?66 W 0,p70

AD; 0,13 0,005 ( / /\ \

AH; ) \\_jj 1,02 0,p40
> PV 1) PY 1)

N TP 2) T® 2)

AKj{ 8,66 0,3 \&éé\ 0,330

AL N \k L ,40 )\‘ 0,055

AM] L \ M 52 0,060

AP; < > 2 < 27 0,050

AQ A( \/\ \) 0,97 0,038

AR; < \ ] 0,71 0,028

ASj O\QS\ NOS

ATj \\\ 0,76 0,p30

SA1 1,82 0,052 1,22 0,048

SB1 2,5% 0,100 2,29 0,090

SD; M 0,031 0,74 0,029

SEq 1,32 0,052 1,22 0,048

1) PV indique la position vraie.

2) TP indicates true position.
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Tableau 2 (fin) Table 2 (concluded)
Lettre Maximum Nominal (ref)
Letter

AJdy 15°
ANy 3°30

603-7 J CEI:1996

24

@%



https://iecnorm.com/api/?name=351c60c51f5f15af5ce952c7b44ee124

603-7 O IEC:1996 -21-

3.2.3 Fiche (équipée de céble) 3.2.3 Free connector (with cable attached)

Version sans codage
Unkeyed version

BF2 B8E;
DEE Nl
1 &
T
J—

—
2 — _ _ -
i, A A
Ces dimensions definissent
'emplacement des fentes de
By  comact. 8G,
These aimensions apply to the
AD; locations of the cantact slots. Contact Coupe A
8J2 tvosr figure 2) Secuon
l / (see figure 2) 5
)
acz\\ /wr\
L ;
Q < BH
< < 2
{ - ___l G A Z »
{ \ Tl
AB; I — V/
fj R
-—xz 'il‘t
Apphicable iorsque le sys-
L Centre g’ o J:T teme de verroutilage est
Centre 5zand T2 entonce. 1
Apphes with locking device| l
depressed.
T
avon total admus sur toutes les fente E c 2
ull radius permitted on alifstot A
0,15 mm
<> (& [Govmm| € fo—w2—
SM,
bar  SKy Deux endroits
Two places

avec codage
eyed version

SA,
SL,
SD,
sC,
]
]
AN
$ 2
2 2 (- l SE
SB SF -«
Met.hod.e de prolectlor_t troisieéme diédre IEC 892/96
Projection method: third angle

Figure 4
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Tableau 3 Table 3
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter

mm in mm in mm in

A, Y Y Y Y 1,17 0,046

B,V Y Y Y Y 0,56 0,022

S, 11,79 0,464 11,58 0,456 11,68 0,460

T, 3,38 0,133 3,12 0,123

v 0,17 0,243 0,02 0,237 /

X5 6,02 0,237 5,77 0,227 /\\ ~ \

Y, 2,34 0,092 \

z, 2,06 0,081 N \ \/

AA, 1,24 0,049 \ . \

AB, 0,64 0,025 0,38 0,015& \ \

AC, 6,71 0,264 6,50 AZSG 6?) 0,260

AD, 0,64 0,025 0,13 A K oéoﬂ

A NN N AT I

SA, 1,02 0,040 \0\%\ \0,0é& /

SB, 2,06 0,081 /’\ 1,&%\ 0\,0\71

sc, 0,33 0,013 \ (he\ \99%

SD, 0, @,037 M ,033

SE, I\h§8 ‘0, 47 0,058

Slj/\ ,50 0,05 §5 0,053

SITIZ\/ W 8 0,0%0 0,76 0,030 1,27 0,050

SKg/\ 7,\\]\ \0\558} 6,60 0,260 6,86 0,270

I\ peN Sood

<SM2 \%38 >0,015 0,13 0,005 0,25 0,010

< X\W2¥ \ O,E\l\ 0,020 0,25 0,010

/&\2 Sngd 0,052

1) Weau 1
See table 1
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Tableau 3 (fin)

_23_

Table 3 (concluded)

AY, 2,87 0,113 2,67 0,105
AZ, 0,64 0,025

BA, 12,32 0,485

BB, 1,14 0,045 0,38 0,015

BC, 1,02 0,040 0,51 0,020

BD, 0,51 0,020

BE, 1,09 0,043 ( \
BF, 0,64 0,025 O\%
BG, 0,64 0,025 0,38 0,015 < \\\>
BH, [\ \\1 N 5@05
BL, 8,36 0,329 AN

BM, 15,88 0,625 14,61 0575

BN, 8,00 0,315 //\ \

er, | 2211 | 00 N< - ( o0V

Dettre |
e

Nominal (ref)

Rayon complet
Full radius
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3.3 Tableau des types
Tableau 4
Type et nombre de contacts A8F B8F C8M
Nombre de variantes 3 7 1
Intensité du courant admissible a 70 °C (voir article 6) 0,2A

Ligne de fuite et distance d'isolement minimales dans l'air 1)
Ligne de fuite entre contacts et chassis

Distance d'isolement dans l'air entre contacts et chassis

1,4 mm (0,055 in)
0,51 mm (0,020 in)

Ligne deg fuite entre contacts adjacents

Distancg¢ d'isolement dans I'air entre contacts adjacents

0,36 mai (0,014

0,38%m (o@h@)

1) Notp relative a I'application:
sécuritg, applicables ou spécifiées.

d'isolefnent dans l'air figurant dans la CEl 664-1 sont réd
performances d'ensemble.

Des réductions de lignes de fuite ou des distances d'i
I'utilisdtion de la carte imprimée ou du cébla}qes\celles \doi

La codrdination de I'isolement n'est pas exigée pour ce connecteur,

Les tepsions de fonctionnement admissibles dépendent de I'application<et de

uvent se produire par spite de

s relatives a la

et les didtances
prescriptions des

4 Dime¢nsions Q
4.1 Gé

néralités

Les dimensions
dimensipns en i
troisieme diedre.

tres avec leurs équivalences en

inchpes. Les

les figun i . \ imeénsions spécifiées ne soient pas influencées.

4.1.1 A

de tous les types de connecteurs

selon le

s peut étre différente de celle qui est donnge dans

Tableau 5
\lombrWs Désignation de position du contact Position du contact
112 |3|4|5|6]|]7]s8
4 X X X X
6 X X | x X X | x
8 X X X | x X X | x X
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3.3 Survey of types

Table 4
Type and number of contacts A8F B8F C8M
Number of variants 3 7 1
Current-carrying capacity at 70 °C (see clause 6) 0,2 A

Minimum creepage and clearance distances )
Creepage distance between contacts and chassis

Clearance distance between contacts and chassis

1,4 mm (0,055 in)
0,51 mm (0,020 in)

Creepade distance between adjacent contacts

Clearange distance between adjacent contacts

0,36

(0,014 1

0,38%m (o@h\in)

1 Application information:
Permigsible operating voltages depend on the application or specified saf

Insulatjon co-ordination is not required for this connector; therefore,
IEC 6684-1 are reduced and covered by overall performance requirements.

Reductions in creepage or clearance distances may occur dye to the™rin

hnce in

bd and

shall duly be taken into account. m

4 Dime¢nsions

4.1 Ggneral
Dimensions are give
inches. Drawing

from thgse shapes’g
influencgd.

4.1.1 (ontact a connector types

ch equivalents. The original dimensiong are in
projection. The shape of connectors may|deviate
igures as long as the specified dimensions|are not

Table 5
\lumberw Contact position designation Contact position
2|34 |5 ]|6(|7]|8
4 X X X X
6 X X X X X X
8 X X X X X X X
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4.2 Type A — Embases (montage sur 4.2 Type A — Fixed connectors (panel-
panneau) mounted)

4.2.1 Dimensions 4.2.1 Dimensions

4.2.1.1 Embase, contacts femelles avec fils 4.2.1.1 Fixed connector, female contacts
volants — variante 01 with flying leads — variant 01

euxendroits

Twa phhies l—_m Quatre endroitd

Four places

Wi
e
/1

b4

a

by

\ pome 1 Six endroits
Six places

Méthode de projection: troisieme diédre
Projection method: third angle E"

134/90

Figure 5
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Tableau 6 Table 6
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter

mm in mm in mm in
a, 18,54 0,730 18,03 0,710
by 22,86 0,900
¢, 16,10 0,634 15,60 0,614
e 12,70 0,500 12,19 0,480
g, 4,45 0,175 4,19 0,165 _
hy 8,51 0,335
i 2,16 0,085 1,91 0,075 I\ &\
k, 5,08 0,200 4,57 0,180 \ \ \/
I 1,91 0,075 1,65 0,065 \ \>
m, 2,41 0,095 2,16 0,065 \ \‘ \
n, 2,16 0,085 191 L0,078 A\
Py 7,87 0,310 7,37 ( é@go
a, 3,35 0,13 ;\64\ /0/111\ \
| 001 | ose N (oW A 7
t 5,72 0,22/5&
w, ( 1,32\ 0,940
AN NN ) 11,94 | 0,470
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4.2.1.2 Embase, contacts femelles avec fils 4.2.1.2 Fixed connector, female contacts
volants — variante 02 with flying leads — variant 02

Ik
LB
i

2
I

0,30 mm
@ ] 135/90

Figure 6
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Tableau 7 Table 7
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 18,29 0,720 17,78 0,700

c 13,92 0,548 13,77 0,542

d, 16,26 0,640 15,75 0,620

e, 13,08 0,515 12,45 0,490

9, 4,19 0,165 3,94 0,155

ny o,0l1 0,335 3,50 0,550 /

A 0,76 0,030 2\

k, 13,84 0,545 ( \
I 5,41 0,213 4,75 0,187 AN \\
m; 1,57 0,062 0,81 0,032 \ N \
n, 1,35 0,053 1,19 0,047& \ \\ >
r 10,01 0,394 / - \

t 5,72 0,225 /\K }/ N

s ok Do) >

S, 94 0,470
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4.2.1.3 Embase, contacts femelles pour

- 30—

connexions autodénudantes —

variante 03

603-7 J CEI:1996

4.2.1.3 Fixed connector, female contacts

with insulation displacement
terminations — variant 03

r

— |0,.30mm
=

7@ 5@ 3
Qs Qs

308
NAN

S

[;-mj Tgiaozi ¢ § ®, -:l
S s
AAL : 'Q ] 1]
([ ] ’ =
=0

=0

Méthode de projection: troisiéme diédre
Projection method: third angle

()
&/

O =}

Figure 7

136/90
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Tableau 8 Table 8
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 16,26 0,640 16,00 0,630

b, 22,33 0,879 22,07 0,869

c, 12,65 0,498 12,40 0,488

d, 32,39 1,275 32,13 1,265

f, 26,16 1,030 25,91 1,020

9, 4,95 0,179 3,63 0,143 /

h, 8,43 0,332 8,00 0,315 N

A 1,65 0,065 1,52 0,060 ( \
k, 9,78 0,385 9,53 0,375 /\ \\ >
L 1,68 0,066 1,55 0,061 \ N \
m, 5,46 0,215 5,21 0,205 \ \\ >
Py 14,61 0,575 14,35 /(,565 - \

r 29,46 1,160 29,2}/\ Kl#(}] N

t 9,02 0,355 M\é\ 0,31(5 > ‘\>

S, 94 0,470

4.2.2 Sorties

4.2.2.1

4.2.2.2
autodén
Voir la

4.2.2.3
(a I'étudg
4.2.2.4
Voir la ¢

QR

.2.2 Terminations

4.2.2.1 Solder terminations (under
consideration)

4.2.2.2 Insulation displacement
terminations (under consideration)
See |IEC 352-3 or IEC 352-4

4.2.2.3 Screw terminal terminations
(under consideration)

4.2.2.4 Crimp terminations (under
consideration)
See |IEC 352-2

4.2.2.5 Sorties pour connexion par
percement d’isolant (a I'étude)

4.2.2.6 Sorties avec fils volants

Le client doit spécifier les détails
concernant les fils de sortie: longueur,
couleur, cosses d'extrémité, etc.

4.2.2.5 Insulation piercing terminations
(under consideration)

4.2.2.6 Flying lead terminations

Customer shall specify lead details:
length and colour of leads, lead end
terminals, etc.
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4.3 Type B — Embases (montage sur carte 4.3 Type B - Fixed connectors (board-

imprimée) mounted)
4.3.1 Dimensions 4.3.1 Dimensions
4.3.1.1 Embases, contacts femelles 4.3.1.1 Fixed connector, female contacts
(montage sur carte imprimée) — (board-mounted) — variant 01
variante 01

r1—-L-——Q1———
aai
—

S e~y
> =—

A

=
T
e

.
N

~

wi

1 XpE

> LT ol o

— 10,30mm
€1 = looizin | €

b1

[q]

L

c
| 1

Projection method: third angle

Méthode de projection: troisiéme diédre @ E E C di

137/90

Figure 8
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Tableau 9 Table 9
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 16,46 0,648 16,05 0,632

b, 17,30 0,681 16,61 0,654

c 15,62 0,615 15,49 0,610

d, 17,98 0,708

e, 21,13 0,832 20,32 0,800

g, T72 0,186 I a7 0,176 /

hy 9,30 0,336

A 1,85 0,073 1,78 0,070 \ \

k, 2,49 0,098 2,29 0,090 /\ \\
I 188 | 0074 | 168 | ooes L\ [WOX
m, 3,25 0,128 3,18 0,125 \ >
ny >54\ ,100

P, 11,48 | 0452 | 11,38 Koézlg/ L
9 11,46 | 0,451 3/@8\ 0,3(2 >‘\>
n 9/89 0,350
1 17,30 o,e;arfA N
v | s ok (SO
L [Saeon (| om0
N
v, [\ O\ N/ 1,27 0,050

2,54 0,100

N
\aﬁ/l/\ \ 2,54 0,100

/SX\ \/\ 11,94 0,470
N/
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4.3.1.2 Embase — contacts femelles 4.3.1.2 Fixed connector, female contacts
(montage sur carte imprimée) - (board-mounted) — variant 02
variante 02

€1

T,30 mm
—t1— =[osum] ¢ dy
I 0,30 mm
— o.012in | C c1

Cl

[
(]

b1
t

g1

g

i

q1

n
e
y1
=
z4
=l S e—

0,30 mm

= oo12in | € P
0,30 mm

E 0,012in c X1

Methode de projection: troisieme diedre

AR 1
Projection method: third angle wg

138/90

Figure 9
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Tableau 10 Table 10
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 16,21 0,638 15,80 0,622

b, 20,73 0,816

c 15,62 0,615 15,49 0,610

d, 18,06 0,711 17,63 0,694

e 21,06 0,829 20,32 0,800

g, Z.72 0,186 T a7 0,176 /

hy 9,30 0,366 9,04 0,356 A ~
J; 1,85 0,073 1,78 0,070 (

k, 2,49 0,098 2,29 0,090 | /"N \\
I 1,88 0,074 1,68 0,066 \ \\ \
m, 325 | 0128 | 318 | 0125~ \ N >
N 7 Kes | o100
P, 11,48 0,452 11,38+ 0}14/& A

a 11,30 | 0A45 (9/9& 3 0,3@1 ) ‘\>

r \ ,89 0,350
t 16,79 0,661 15\,4\2 0507

w, 3,94 0,f\§5 \/

v Koe(] ose | isdoy| o622

v, [\ ) O\ ./ 127 | 0,050

N\& \ B > 2,54 0,100

\,aé/\ \ 2,54 0,100

/\?X 11,94 0,470

DN
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4.3.1.3 Embase - contacts femelles 4.3.1.3 Fixed connector, female contacts
(montage sur carte imprimée) - (board-mounted) — variant 03
variante 03

— |0,30mm
X1 = [0.012in \
- | 0,30 mm
— P =|o0012in \

l
LBy

e
T
|

0,30 mm
0,012 in
— |0.30mm
=loon2m | © d

M4

Prqj
139/90

Figure 10
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Tableau 11 Table 11
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a; 11,23 0,442 10,82 0,426

b, 18,59 0,732 18,19 0,716

o 15,62 0,615 15,49 0,610

a, 18,75 0,738 18,34 0,722

e, 16,48 0,649 15,77 0,621

T 20,96 0,620 /

9, 4,32 0,170 4,06 0,160 A ~

hy 10,64 0,419 10,34 0,407 (

A 1,88 0,074 1,70 0,067 /\ \\

K, 2,13 0,084 1,93 0,076 \ \\ \

I 163 | 0064 | 142 | 0,056~ N\ P D

my 3,25 0,128 3,18 A,lZS - \

n, A\ }/ A \z§4 0,100

P, 11,48 0,45 évf\&a N 0,4@8 ) ‘\>

q, 7,62 0,3 6,81 0,2&8\ /

r /A 8,89 0,350

w, 3,94 0,f\§5 \/

RS NN

v, [\ ) O\ ./ 127 | 0,050
/\{1 \ B > 2,54 0,100
\,aé/\ \ 2,54 0,100
/\?X 11,94 0,470

DN
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4.3.1.4 Embase - contacts femelles 4.3.1.4 Fixed connector, female contacts
(montage sur carte imprimée) - (board-mounted) — variant 04
variante 04

an
b1

S 0UB0D00N
IS
w—

— e
w

1

]
15 *“} @
g

NI =N

V1

1
'
t
<
C1——

Z1
P1

ni
TYP

! 0,30 mm

e
0,30 mm

— 0,012in

Méthode de projection: troisiéme diedre
Projection method: third angle E}—

140/90

Figure 11
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Tableau 12 Table 12
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 15,11 0,595 14,86 0,585

b, 16,13 0,635 15,88 0,625

c 15,37 0,605 15,11 0,595

e, 20,83 0,820 20,57 0,810

g9, 5,46 0,215 4,95 0,195

ny 11,56 0,455 11,15 0,438 /

A 1,88 0,074 1,70 0,067 A a

3,02 0,119 2,87 0,113

%

w, 3,30 0,130 3,0}\ 0/&2/5 N

A5
}\k'43\

a, 1067 | 0420 | 1041 | 0,410~ \ \ >
w2y

\ 54 0,100

v, /\ /\ A ( ) 0,050
/A

2,54 0,100

S, \ \/ 11,94 0,470

@
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4.3.1.5 Embase — contacts femelles
(montage sur carte imprimée) —

Z1

Méthode de projection: troisiéme diédre
Projection method: third angle

variante 05

- 40—

603-7 J CEI:1996

4.3.1.5 Fixed connector, female contacts
(board-mounted) — variant 05

an
b1

Al
~a

2

n
TYP

LXLi
1

N

dq

0,30 mm

LE-o,omn .C
0,30 mm

— = ]
0,30 mm

L =T

@.

Figure 12

G_

141/90
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Tableau 13 Table 13
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 15,11 0,595 14,86 0,585

b, 16,13 0,635 15,88 0,625

c 15,37 0,605 15,11 0,595

d, 17,91 0,705 17,65 0,695

e, 20,83 0,820 20,57 0,810

9, 0,46 0,215 4,95 0,195 /

h, 11,56 0,455 11,13 0,438 A a
A 1,88 0,074 1,70 0,067 ( \/
k, 2,49 0,098 2,24 0088 | /N \\
L 1,40 0,055 1,14 0,045 \ N \ \
my 3,02 0,119 2,87 0,113\ \ \\ >
n, / \2\‘5{‘ ,100
. T e Yo
. ZANPAS W SOITARES
w, 3,30 O,}SQ % 0,150\ /

Vi /A 1,27 0,050
z \ \/ 2,54 0,100
aa, N N 2,54 0,100
S, \J 11,94 0,470
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4.3.1.6 Embase — contacts femelles 4.3.1.6 Fixed connector, female contacts
(montage sur carte imprimée) — (board-mounted) — variant 06
variante 06

0,30 mm
e CETHE

W< <
e
ey l:l
: i
t i

N —
1 =R
i T
T——T
!
o
€F ol
RN
=[&n]c]
Méthodle de prajection: Noisiérme diédre AR
Projection methodsthird aggle 'E]‘ ra290

Figure 13


https://iecnorm.com/api/?name=351c60c51f5f15af5ce952c7b44ee124

603-7 O IEC:1996 - 43 -

Tableau 14 Table 14
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 17,40 0,685 17,15 0,675

b, 19,13 0,753 18,87 0,743

c 15,37 0,605 15,11 0,595

d, 18,67 0,735 18,42 0,725

e, 20,70 0,815 20,45 0,805

T 10,15 0,635 15,00 0,625 /

g9, 6,86 0,270 6,35 0,250

h, 11,56 0,455 11,13 0,438 \ \

k, 3,56 0,140 3,30 0,130 /\ \\

L 1,14 0,045 0,89 0,035 \ \ \

my 3,02 0,119 2,87 0,113& \ >

n, / >54\‘ ,100

. T e [hes

r A ( )8,‘8\9> 0,350

t 16,64 0,6}‘5\ 6\,% 0,64 /

w, 4,19 0,1’?{?A 3,}*6\ N O\,t§5

X, 78 o,o‘r\o <\1,§2 0,086

Vi Q N V\) 1,27 0,050

z [\ (\ \J 2,54 0,100
e N D > 254 | 0,100
\,91/ 11,94 0,470
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4.3.1.7 Embase — contacts femelles 4.3.1.7 Fixed connector, female contacts
(montage sur carte imprimée) — (board-mounted) — variant 07

variante 07
=17
1

[
y

OOOLOE

' my L 0,30 mm
i 0,012in
0,30 mm

Méthode de projection: troisiéme diedre
Projection method: third angle G‘

143790

Figure 14
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Tableau 15 Table 15
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

a, 16,00 0,630 15,75 0,620

b, 16,64 0,655 16,38 0,645

d, 18,16 0,715 17,91 0,705

e, 16,51 0,650 16,26 0,640

9, 4,95 0,195 4,45 0,175

ny 11,56 0,455 11,15 0,438 /

i 1,83 0,072 1,70 0,067 A

k, 13,34 0,525 13,08 0,515 ( \

I 1,40 0,055 1,14 0,045 | /"N \\

my 3,02 0,119 2,84 0,11 \ N \ \

n, \Q\\§\4 O,lOé

Py 4‘3 \0,450

a, 6,60 0,260 6, j,;éo,\

. AN SR

w, 3,30 0,}\@ \3Q5 O,}Q /

v | 152 | opfs | Do) Nueos

v, \ N 1,27 | 0,050

z Q N 2,54 0,100

aa, [\ N 2,54 0,100
/\S\k \ B 11,94 0,470



https://iecnorm.com/api/?name=351c60c51f5f15af5ce952c7b44ee124

4.3.2 Sorties

ap

- 46 —

4.3.2 Terminations

603-7 J CEI:1996

aqg

144/90

TableaL}{ Table 16
AN
Variar \ W
Variapt pouly lasattie ap, aq, Applicgtion
Code\etter for
rAination
Nominal Maximum Minimum
01 Montage sur carte imprimée
02 d'épaisseur nominale
03 0,46 mm 3,20 mm 2,59 mm jusqu'a 1,6 mm (0,063 in)
04 S (0,018 in) (0,126 in) (0,102 in)
05 Mounting on printed boards
06 with nominal thickness up
07 to 1,6 mm (0,063 in)
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4.4 Type C - Fiches
4.4.1 Dimensions

4.4.1.1 Fiche, contacts males — variante 01

Pour plus de clarté, les contacts et les
fils/cAbles ne sont pas montrés (voir note)

4.4 Type C — Free connectors

4.4.1 Dimensions

4.4.1.1 Free connector, male contacts —
variant 01

For clarity, contacts and wire/cable are not
shown (see note).

——
N

le—— S

= BN, —

BP2>
Méth
Proje
14§/90
Figure 16
Table 17
| etter Maximium Minimum
mm in mm in
S, 11,79 0,464 11,58 0,456

BA, 12,32 0,485

BP, 23,11 0,910

BN, 8,00 0,315

NOTE - Les contacts peuvent étre préassemblés pour
la variante a percement de lisolant. Les contacts
pourront flotter dans leurs logements afin de permettre
I'assemblage de fil/cable mais devront satisfaire aux
prescriptions de 3.2.1 lorsqu’ils seront finalement
assemblés.

NOTE - Contacts may be pre-assembled for insulation
piercing configuration. The contacts may float in the
contact location so as to allow wire/cable assembly but
should meet the requirements of 3.2.1 when finally
assembled.
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4.4.2 Sorties

Les fiches sont prévues pour avoir a leurs
extrémités des cordons ou des cables afin
d'obtenir des cordons ou des céables
équipés. La désignation du type de
connecteur fournit l'information de base
concernant les sorties et le type de
conducteur (fil d'or faux, multibrin, mono-
brin) raccordé au connecteur, et le type de
connex
autodenudante etc.). Les detalls particu-
liers cpncernant la taille du fil, le type et
I'épaisseur de l'isolant du conducteur, la
dimengion et la forme du cordon ou de la
gaine du cable ne font pas l'objet de cette
spécification. Ces détails doivent étre fixés
aprés | accord entre Il'acheteur et le
fournisseur. Des changements mineurs
concerpant des détails a l'intérieur de la
fiche, pour accepter différentes dimensions
des fil$, gaines, etc., ne nécessitent pas la
définitipn de nouvelles diménsio

d'extrémités de fiches.

4.5 Type D — Prolongateurs

(A I'étdde)

603-7 J CEI:1996

4.4.2 Terminations

Free connectors are intended to be
terminated to cordage or cable to provide
connector cord and cable assemblies. The
connector type designation provides basic
termination concerning the type of

conductor (tinsel, stranded, solid) to which
the connector may be applied, and the type
insulation

of connection used (solder,

cordage or cablg
mtended to be

jackets,
bf new

e D — Free coupler connectoys

nder consideration)
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4.6 Informations concernant le montage des 4.6 Mounting information for type A fixed

embases du type A (montage sur connectors (panel-mounted)
panneau)
4.6.1 Montage de la variante 01 4.6.1 Mounting information for variant 01
I3
‘1 A

>
IS

Q\L«-ri
Y T
BTN e

o
-

Coupe
Section A-A
146/90
Figure 17
Tableau 18 Table 18
Lettre Maximum Minimum
Letter mm in mm in
a, 18,87 0,743 18,62 0,733
Cy 16,43 0,647 16,18 0,637
J3 2,41 0,095
Iy 1,57 0,062 1,32 0,052
ak, 2,67 0,105 2,41 0,095
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4.6.2 Montage de la variante 02 4.6.2 Mounting information for variant 02

[k

as

N\

\_/N—-‘
-‘—I A
c3 | 3
Coupe
Q Section AA
147/90

Q re 18

Tableay 1 Table 19

< Lettﬁ\ \/ Maximum Minimum

et
~N
mm in mm in
a, 18,62 0,733 18,36 0,723
3 425 056 4,06 ;55
ly 4,67 0,184 4,42 0,174
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4.6.3 Montage de la variante 03 4.6.3 Mounting information for variant 03

"-IA

a3

A-A

148790

T %%>
%b

Section
igure 1
@\ e

N
et}?\ Maximum Minimum
&_e

er
\ \ mm in mm in

\a3 19,61 0,772 19,30 0,760

Cq 15,04 0,592 14,78 0,582

I 1,47 0,058 1,22 0,048
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4.7

4.7.1

Informations concernant le montage des

_52_

embases du type B (montage sur carte

imprimée)

Montage des variantes 01 — 07

603-7 O CEI:1996

4.7 Mounting information for type B fixed

connectors (board-mounted)

4.7.1 Mounting information for variants 01 — 07
Hole sizes and tolerances in accordance

Dimensions et tolérances des trous selon

la CEl 326-3. with IEC 326-3.
~ =
— N R S J%
& \
— ® §
e ® :

-

& aca
149/90
Figure 20
Tableau 21 Table 21
Lettre Nominal
Letter mm in
Py 11,43 0,450
ry 8,89 0,350
Y3 1,27 0,050
aa, 2,54 0,100
ab, 3,25 0,128
acg 0,90 0,035
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5 Calibres
5.1 Embases

Les calibres doivent étre fabriqués selon les
prescriptions suivantes:

Matériau: acier d'outil trempé.

\ = Rugosité de surface selon 1SO 468

Ra = 0,25 pm max. (10 pin max.)

Une tolérance d'usure autorisée: 0,01 mm

— 533 —_

5 Gauges
5.1 Fixed connectors

Gauges shall be made according to the
following requirements:

Material: tool steel, hardened.

\ = Surface roughness, according to 1SO 468
Ra = 0,25 pm max. (10 pin max.)

A 0,01 mm (0,0004 in) wear tolerance shall be

(0,0004[in) doit étre appliquée.
Des esfaces doivent étre prévus pour les
contactg.

BCq Cing endroits
Five places
-]

RV
AN

Seven es

AB.
A'[3 é endrol d\

) <L

applied.
Clearance shall be proyitied for cognegtor
contacts.

X3 -~
s |
~ \L
" Tout o
v A /
A\

Ww. _ 0,05 mm
- 3 | 0,002in c

IEC 893/96

Figure 21 — Calibre «entre»
Go gauge
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BC,
Cing endroits
Five places

Méthode de projection: troisiame diédre E]
Projection method: third angle

S5 —{ C]

iyt

& 5

AK. T ABjz Septendroits

: Seven places

N

No.002in/|

X3

v
\

N
I~
! "\ )
AK. T4 ABjy Septendsoits L ACs / %1 Tout autour \
¥ J/

i Seven places All around
<L )
/_\\
W =] [ <]
Calibre B - Calibre de hauteur
Gauge B - Height gauge IEC 893/96

Figure 22 — Calibres «n’entre pas»
No-go gauges
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Tableau 22 Table 22
Lettre Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm in mm in mm in

S, 11,796 0,4644 11,786 0,4640

Sg 12,050 0,4744 12,040 0,4740

S, 11,68 0,460 11,58 0,456

X, 10,16 0,400

AB; 6,5t 67620 67389 06,6153 6,456 /ET\TI""
AC, 6,716 0,2644 6,706 0,2640 /\<\\ (\
AC, 6,45 0,254 6,35 0,250 <

AC, 6,970 0,2744 6,96 0,274 \ \
BC, 0,89 0,035 0,64 0,0é\ Y O\,%SO
SA, 0,899 0,0354 0,848 0,03 A

SB, 1,43 0,0563 1,37}\ @41

sc, 0,320 0,0%26\ /\\ ] ( Q Q

W, 6,12 0,241 6,\1’% 0,2\4%_/

W 6,38 0,25( (\6:%5\ %506

RN EENN AN

AKs 8\,3Q \ o(‘3<90 qus)N 0,3286

Ak \B/l\ax (X&zo \>8,05 0,317

W 8,672 \OQQX 8,66 0,341
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5.2 Fiches

Matériau: acier d'outil trempé.

v = Rugosité de surface selon I''|SO 468

Ra = 0,25 pm max. (10 pin max.)

Une tolérance d'usure de 0,01 mm

(0,0004 in) doit étre appliquée.

Si une fiche avec codage doit étre vérifiée
avec un calibre: enlever avec soin le doigt de
la fiche avant la vérification.

5.2 Free connectors

Material: tool steel, hardened.

Vv = Surface roughness, according to 1SO 468
Ra = 0,25 pm max. (10 pin max.)

A 0,01 mm (0,0004 in) wear tolerance shall be
applied.

If a keyed free connector has to be gauged:
remove carefully the part from that free
connector before gauging.

| ,
D% =

2 1
Tout aptour

K ¢
axy
Y Tout autpur

|
! All arour|d
1

<e

All aropind ! | <
‘ , v I\ <
Lo
3[2 D ht—————— at2 —_—
its
Sixplacks
<\ Ix N
N
<y o (N8 g K o
+ |
N
AN SN
AN N |

\ eux endroits/Two places J
N\ == T &

C Se

Vu

View AA
alibre de largeur

Width gauge

| |

Vue

View B-B
Calibre de hauteur
Height gauge

Méthode de projection: troisieme diédre t
Projection method: third angle ‘@ E]‘ IEC 89596

Figure 23 — Calibres «n’entre pas»
No-go ga uges
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Tableau 23 Table 23
Lettre Maximum Minimum
Letter mm in mm in
S, 11,593 0,4564 11,582 0,4560
S, 11,989 0,472 11,887 0,468
w, 6,02 0,237 6,010 0,2366
W 6,40 0,252 6,30 0,248
AB; 6,38 67615 670 670
AC, 6,91 0,272 6,81 0,2?\
ACq 6,512 0,2564 6,502 0,%66\
AD, 0,127 0,0050 0,0 \0%
AK, 9,42 0,371 9,{\ &zg\\
at, 15,29 0,602 15, &98\
AX, 0,635 0,0250 @8 0,\0}5/

N\

5
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Ag Tout autour
—— — All around
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ADg

Deux endroits
Two places

- - / Z
N < ﬁ m‘ ‘ *
< Q ® ~
< L ;4 %
=TT 4 !
._===/ > w’ \ABS
\\\?L A L‘ Beuxendroits
}
X4 /\( wolpldces

Mét
Proj

Ya
iy e 377

Coupe
Section

ction method: third angle

hode de projection: troisiéme diédre

s |

0,05 mm
E 0,002 in C
0,05 mm
[=[ess] ¢ |

I§C 896/96
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Tableau 24 Table 24
Lettre Maximum Minimum
Letter mm in mm in
A, 1,448 0,0570 1,438 0,0566
Sq 11,847 0,4664 11,836 0,4660
T, 4,115 0,1620 4,013 0,1580
W, 6,198 0,2440 6,187 0,2436
X 6604 09,2600 6,59% 072596
Y, 2,39 0,094 2,34 0,09/2\
z, 2,39 0,094 2,29 0,@0\
AA, 1,255 0,0494 1,245 N\
AB, 0,38 0,015 0,<<\ YB\
ACqy 6,767 0,2664 6,75 0,\266(\
AD, 0,13 0,005 @ 0.0~
AKg 8,355/\ 0(3’2& S 8,é46(/ @86
aw, 9,42 \\3\\{ g,ékd/ 0,367
ax, 0,64( &02 \%8 0,015
?/2\ /e\SQ\ \%o\i\go 7295 0,0116
N2 N 1}{1 0,469 11,81 0,465
Q Minimum

14°
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5.3 Panneaux d’essai (pour essai de tension 5.3 Test panels (for voltage proof test)

de tenue)
5.3.1 Panneau d’essai pour embases 5.3.1 Test panel for type A field connectors
type A (montage sur panneau) (panel-mounted)
Pour chaque variante, le panneau The test panel for each variant shall
d’essai doit étre identique au panneau be identical to the panel specified in
spécifié en 4.6 4.6.
5.3.2 Panneau d’essai pour les embases de 5.3.2 Test panel for typé B fixed cenhectors
ype B (montage sur carte imprimée) (board-mounte
C3 ey
155790
Le pann ter 'assemblage. Panel may be split to facilitate assembly.
Epaisse (0,098 in). Panel thickness: 2,5 mm (0,098 in)
Figure 25
Tabled Table 25
Variante
Variant
Maximum Minimum Maximum Minimum
mm in mm in mm in mm in
01 16,79 0,661 16,54 0,651
02 16,54 0,651 16,28 0,641 15,95 0,628 15,70 0,618
03 11,56 0,455 11,30 0,445
04 15,44 0,608 15,19 0,598
05 15,70 0,618 15,44 0,608
06 15,95 0,628 15,70 0,618
07 16,33 0,643 16,08 0,633 15,95 0,628 15,70 0,618
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6 Caractéristiques
6.1 Catégorie climatique: 40/070/21
Gamme de température: —40 °C a +70 °C

Chaleur humide, essai continu: 21 jours.

6.2 Electriques

6.2.1 Lignes de fuite et distances d’isole-
ment

_61_

6 Characteristics

6.1 Climatic category: 40/070/21
Temperature range: —40 °C to +70 °C
Damp heat, steady state: 21 days.

6.2 Electrical

6.2.1 Creepage and clearance distances

Les tenfions de fonctionnement admissibles
dépendé¢nt de I'application et des prescriptions
relativeg a la ou
spécifiégs.

sécurité, applicables
La codrdination de lisolement n'est pas
exigée pour ce connecteur; les lignes de fuite
et distapces d'isolement figurant dans la CEl
664-1 spnt donc réduites et couvertes par les
prescriptions des performances d'ensemble.

Les lignges de fuite et les distances d'isolement
dans ['air sont données
caractéllistigues de fonctionneme
connectpurs accouplés.

En prat
ou de
produirg
ouduc
compte.

Tablead

aracter-

, reductions in creepage qr clear-
distances may occur due [to the
congdctive pattern of the printed board or the

iying used, and shall duly be talen into
account.

Table 26

imale_entrg contacts et chassis
bet n contacts and chassis

Distance minimale entre contacts adjpcents
Minimum distance between adjacent dontacts

Type Distance d'isolement Ligne de fuite Distance d'igolement
Clearance Creepage Clearance
mm ) in mm mm in mm in
A, B, C 1,40 0,055 0,51 0,020 0,36 0,014 0,36 0,014
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Toutes variantes:
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CEl 512-2, Essai 4a.

Conditions atmosphériques normales.

Connecteurs accouplés.

1000 V courant continu ou courant alternatif créte, entre contacts.
1500 V courant continu ou courant alternatif créte, entre contacts et
panneau d'essai.

6.2.3 Intensité du courant admissible

Conditions:

CEl 512-3, Essai 5b.
Caonditions atmaosphériques normales

Intensité admissible

6.2.4 Ré

N

)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Tous les contacts.

<
\w\\ \x
A AN
RRNNAY -

0 10 20 (30 _40 Wm 80
Terea brapte du connecteur

°C
156/90

p. réduction du connecteur

2-2, Essai 2a.

Conditions atmosphériques normales.

Connecteurs accouplés.

Points de connexion: comme spécifié a la figure 27.
20 mQ max.

6.2.5 esistance aisolement initiale

Conditions:

Tous types:

CEIl 512-2, Essai 3a.

Méthode A.

Conditions atmosphériques normales.
Connecteurs accouplés.

Tension d'essai: 100 V courant continu.
500 MQ min.
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6.2.2 Voltage proof

Conditions: IEC 512-2, Test 4a
Standard atmospheric conditions.
Mated connectors.
All variants: 1000 V d.c. or a.c. peak, contact-to-contact.

1500 V d.c. or a.c. peak, contact to test panel.

6.2.3 Current-carrying capacity

_onditions: IEC 512-5, Test ob.
Standard atmospheric conditions.

All contacts.

>
-

4%

: >‘\§K oy
AN \& \

N

, o \\Sj\\ o

Armbient temperature of connector

Current-carrying capacity

156/90

Connector derating curve

6.2.4 |

IEC 512-2, Test 2a.
Standard atmospheric conditions.

Mated connectors.

Connection points: as specified in figure 27.

All types: 20 mQ max.

6.2.5 |Initial insulation resistance

Conditions: IEC 512-2, Test 3a.
Method A.
Standard atmospheric conditions.
Mated connectors.
Test voltage: 100 V d.c.
All types: 500 MQ min.
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6.3 Meécaniques

6.3.1 Manoeuvres mécaniques

Conditions: CEIl 512-5, Essai 9a.
Vitesse:10 mm/s (0,4 in/s) max.
Repos: 5 s min. (non accouplé).

PL 1: 750 manoeuvres.

PL 2: 2500 manoeuvres.

6.3.2 Efficacité des dispositifs d'accouplement du connecteur

603-7 U CEI:1996

Conditions: CEIl 512-8, Essai 15f.
Tous types: 50 N (11 Ibf) pendant 60 s + 5 s.

7 Ségyence d'essais

7.1 Gdnéralités

ainsi qup les prescriptions a remplir.

Un «X» dans la colonne «prescripti
conditionnement doivent étre appliqués.

Sauf pr
précauti
séquenge d'essais, c'est-a-di e B 9 est
essais, feprendre les

Dans lafsuite du@

gurs accouplés. On doit prerldre des
ciation de connecteurs pendant|toute la
nécessaire pour [certains
oupler pour la suite des essais.

Pour upe séquerice s ais, 50 spécimens sont nécessaires (5 groypes de

10 spécjmens)

Pour la| prie esistarice de contact, les points des connexions sont indigyés a la

figure 2}~
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6.3 Mechanical

6.3.1 Mechanical operation

Conditions: IEC 512-5, Test 9a.
Speed: 10 mm/s (0,4 in/s) max.
Rest: 5 s min. (unmated).

PL 1: 750 operations.

PL 2: 2500 operations.

6.3.2 Hffectiveness of connector coupling devices

Conditions: IEC 512-8, Test 15f.

Al types: 50 N (11 Ibf) for 60 s £ 5 s.

7 Test|schedule

7.1 Gdneral

This tes well as
the requ

An "X" test or
conditiohi

Unless aken to
keep a ce, that
is, wher for the
subseq

Hereinal

For a cd ssary.
For the hown in

figure 2¥.
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7.1.1 Arrangement de mesure de la résistance de contact et procédure d'essai

I

%

Embase

Aussi court
que possible °

AN

oint

Points de mesure
de la résistance

I
de contact \} 37790

Procédyre d'essai

a) Deéterminer la résistance i 3 & et B de
la figure 27, par calecukou &

b) Dgétermineplarési
figurg¢ 27, parealg

C de la

c) M elon les
presq

d g : ctriques
de la i et de la fiche, de la résistance totale des connecteurs accuplés.

Résij

ou | indiqueya-val
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7.1.1 Arrangement for contact resistance measurement

Fixed connector

T P
/////////////

practical

e

intC

%
7 ////%

Contact resistance <\

Test prqcedure

a) Determine the bulk resistance of

by cdlculation or by measurement.
b) Determine the bulk i e onn tor between points B and C of figure 27

by cdlculation or by measure

c) Mpasure the tota

d) Calculate

requ};ements
and

Cont

wher

ree connecio

measurement points N 157/9

gure 27
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7.1.2 Arrangement de mesure pour les essais de contraintes dynamiques
(phases d’essai AP6, AP7)

Embase
Montage pour essai de
vibrations de I'embase

>203,2 mm
_'1 (8,0 in)

i .

— -+— <
Point A

Point-B.

/

A fixer sur la partie
vibrante

L

Le connecteur fixe est rigidement
asemblé sur le montage d'essai

A fixer sur la partie
non vibrante

IEC 897/96
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7.1.2 Arrangement for dynamic stress tests (test phases AP6, AP7)

> 203,22 mm
(8,0in)

B

I._

Fixed connector
vibration feature

Free connector

>203,2 mm

=/

7
]

CGAVATD)

/

Secure to vibrating
member

Pol

L

Secure to non-vibrating

Fixed connector rigidly fixed
to the mounting plate

member

IEC 897/96

Figure 27a
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7.2 Tous les spécimens doivent étre soumis a la séquence d'essais suivante:

Tableau 27
Groupe P
Essai CEI Mesures a effectuer Conditions requises
Phase Titre CEIl 512 Sévérité ou Titre CEIl 512
d'essai Essai n’ conditions Essai n’
d'essai
P1 Examen Connecteurs Examen visuel la Il ne doit pas y avoir de
général non accouplés défaut entrafnant un
Examen fonctionnement anormal
dimensionnel bivent
celles
4.2 a
Méthodes Voir N
de annexe A Contréle de Rexe C
vérification continuite
avec un
calibre <
Perturbation de
contact
P2 Méthode de | 13e 1) doit étre possible
polarisation d'aligner et d'accqupler
correctement les
connecteurs
correspondants
Il ne doit pas étre|possible
d'accoupler les
connecteurs d'un
QS maniéere autre que celle
(\ /\ N qui est correcte
P3 Poi Résisfance de 2a 20 mQ max.
ct
P4 Résistance 3a 500 MQ min.
>‘essai d'isolement
A 100V £ 15V
< courant
continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés
P5 Contact/ Tension de tenue da 1000\ courant-continu ou
contact: courant alternatif créte
Méthode A
Connecteurs
accouplés. 1500 V courant continu ou

Entre tous les
contacts et le
panneau
d'essai:
Méthode A
Connecteurs

accouplés

courant alternatif créte
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7.2 All specimens shall be subjected to the following tests in sequence:

Table 27
Group P
Test IEC test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 512 Severity or Title IEC 512
Test No. condition of test Test No.
P1 General Unmated Visual There shall be no defects
examination connectors examination la thdt would impair]normal
eration
Dimensional 1b Jhe o i hall
examination i >specified
: . nd 6.2.1
Gaugl(r;g See A Continuity §5
procedures annex procedur< ee Bnnex’C
Co
dispdrbance \Q
P2 Polarization 13e v It shall be possible to
method correctly align angl mate the
appropriate mating
connectors
It shall not be pogsible to
mate the connectprs in any
other than the cofrect
/\ /N manner
P3 \&onnectio \p\'nt&)\({ontact 2a 20 mQ max.
M resistance
P4 okage Insulation 3a 500 MQ min.
100V H15V d.c. resistance
Method A
(\ ated connectors
P5 < A Contact/contact: Voltage 4a 1000 V d.c. or a.q. peak
Method A proof
Mated connectors
All contacts to test 1500 V d.c. or a.q. peak
panel:
Method A

Mated connectors
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7.3 Les spécimens doivent étre divisés en cing groupes égaux. Tous les connecteurs de
chaque groupe doivent subir I'essai spécifié dans le groupe correspondant.

Groupe A Tableau 27
Phase Essai CEI Mesures a effectuer
d'essai Titre CEI 512 Sévérité ou Titre CEI 512 Conditions requises
Essai n’ conditions d'essai Essai n’

AP 1 Non applicable
AP 2.1 |Forces 13b Systeme de Force d'insertion 20 N
d'insertion et verrouillage du (4,5 Ibf) max.

d'extraction connecteur enfoncé Force d'extraction 20 N
\4/mw|dx.
AP 2.2| | Efficacité du 15f Vitesse /S\S N (11 bf)-pénfant
dispositif d'application de la 60 s(&5s
d'accouple- charge
ment du 44,5 N/s
connecteur (10 Ibf/s) max.
AP 3.1 [ Soudabilité 12a | Si applicable C \/
AP 3.2| | Résistance a 12d Si applicable
la chaleur de X
soudage
AP 4 Contact/ contact: Tehsiopde ﬁt@\/ 000 V courant cpntinu ou
Méthode A tehue courant alternatiffcréte
Connecteurs
& C> 1500 V courant cpntinu ou

courant alternatiffcréte

AP 5 \\/ Non applicable

AP 6 Vibrations Résistance 2a 40 mQ max.

de contact

Delnj-sindsoidale Perturbation 2e Durée de perturbption

2 de contact 5 us max.
Durée)de l'impact
1

Cing chocs dans
chacun des sens
de trois axes

trirectan-gulaires

AP 7 Chocs

X
iz @5

/

AP 8 N

%

Non applicable

AP 9 | | Variati 11d -40°C a +70°C
rapides de Connecteurs
température accouplés 25 cycles
=30 TITITT

4

Durée de reprise: 2 h

AP 10 Tension d'essai Résistance 3a 500 MQ min.
100v 15V d'isolement
courant continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés

AP 11 Contact/contact: Tension de 4a 1000 V courant continu ou
Méthode A tenue courant alternatif créte
Connecteurs
accouplés

Entre tous les
contacts et le
panneau d'essai:
Méthode A 1500 V courant continu ou
Connecteurs courant alternatif créte
accouplés
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7.3 The specimens shall be divided into five equal groups. All connectors in each group shall
undergo the test specified in the relevant group.

Table 27
Group A
Test IEC test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 512 Severity or Title IEC 512
Test No. condition of test Test No.
AP 1 N?’t appﬁsgble
AP 2.1 |Insertion and 13b Connector locking
withdrawal device depressed
forces

AP 2.2| | Effectiveness 15f Rate of load
of connector application

%0 11\IB'()for
X 0s+\%s
coupling 44,5 N/s (10 Ibf/s) /\
device max. ~

soldering heat

AP 3.1] |Solderability 12a As applicable \)
AP 3.2 |Resistance to 12d As apfplicable i <>

AP 4 Contagt/contact: Yo 1000 V d.c. or a.d. peak

4a
1500 V d.c. or a.d. peak

wsl| <>

Not applicable

AP 6 Vibration 6 egs in each Contact 2a 40 mQ max.
<\ directjon, resistance
|

uration: 6 h
AP 7 Sh ck\ \GK> Half sine 144 m/s? Contact 2e 5 us max.
Duration 11 ms disturb-
< Five shocks in each ance

direction of three
mutually perpen-
dicular axes

AP 8 Not applicable

AP 9 Rapid change 11d —-40°C to 70°C

of temperature Mated connectors
25 cycles

t, = 30 min
Recovery time 2 h

AP 10 Test voltage Insulation 3a 500 MQ min.
100V + 15V d.c. resistance
Method A

Mated connectors

AP 11 Contact/contact: Voltage 4a
Method A proof 1000 V d.c. or a.c. peak
Mated connectors
All contacts to test
panel:

Method A 1500 V d.c. or a.c. peak
Mated connectors
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Tableau 27
Groupe A (fin)
Phase Essai CEI Mesures a effectuer
d'essai Titre CEI 512 Sévérité ou Titre CEI 512 Conditions requises
Essai n’ conditions d'essai Essai n’
AP 12 Connecteurs non |Examen la Il ne doit pas y avoir de
accouplés visuel défaut entrainant un
fonctionnement anormal
AP 13 | Séquence 1lla
climatique
AP 13.] | Chaleur séche 11i 70 °C 16h \(
Essai Ba
connecteurs
accouplés (\
AP 13.2 |Chaleur 11m 55 °C variante 1
humide 1 cycle
cyclique connecteurs
premier cycle accouplés
AP 13. Froid 11j -40°C-2h A\
Essai Aa
connecteurs
aCCOL/JElléS F
AP 13.4 < < N 6 k \/ ]\/ Non applicable
AP 13.% |Chaleur 11m 55 °C warian \ /
humide lcy
cyclique, cycle connecte
restant acco plég\
AP 14 i §}f}istance 3a  |500 MQ min.
isolement
AP 15 'Me Résistance 2a 40 mQ max.
connexion selon de contact
igure 27
Tous les contacts
du spécimen
AP 16 Contact/contact: Tension de 4a 1000 V courantjcontinu ou
Méthode A tenue courant alternatjf créte
connecteurs
accouplés 1500 V courant|continu ou
Entre tous les courant alternatjf créte
contacts et le
panneau d'essai:
Méthode A
Connecteurs
accouplés
AP 17.1 |Forces 13b Systéme de Force d'insertion
d'insertion et verrouillage du 20 N (4,5 Ibf) max.
d'extraction connecteur Force d'extraction
enfoncé 20 N (4,5 Ibf) max.
AP 17.2 |Efficacité du 15f Vitesse 50 N (11 Ibf) pendant
dispositif d'application de la 60s+5s
d'accouple- charge 44,5 N/s
ment du (10 Ibf/s) max.
connecteur
AP 18 Connecteurs non |Examen la Il ne doit pas y avoir de
accouplés visuel défaut entrainant un

fonctionnement anormal
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Table 27
Group A (concluded)
Test IEC test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 512 | Severity or Title IEC 512
Test No. |condition of test Test No.
AP 12 Unmated Visual la There shall be no
connectors examina- defects that would
tion impair normal
operation
AP 13| [Climatic sequence 1lla (
N
AP 13.1 | Dry heat 11i 70°C-16h
Test Ba
Mated connectors
AP 13.2 |Damp heat, cyclic, 11m 55 °C, variant 1 \
first cycle 1 cycle
Mated connectors \
. N\
AP 13.3 |Cold 11j —40°C-2h
Test Aa
Mated conn?etQ 2

AP 13.4 ( Q ‘\> Not applicaple

AP 13.% |Damp heat, cyclic, 11m °C variant 1 \J
remaining cycle le

atemnn to
AP 14 Insulation 3a 500 MQ min.
resistance
AP 15 \ Cohpectfon points Contact 2a 40 mQ max.
as.n fgure 27 resistance
All gontacts/
N ecimen
AP 16 \/ Contact/contact: Voltage 4da 1000 V d.cjor a.c.
Method A proof peak
Mated connectors 1500 V d
< All contacts to test K -cfora.c.
panel: pea
Method A Mated
connectors

AP 17.1 |dnséErtion a%/ 13b Connector locking Insertion fofce 20 N

withdrawal forces device depressed (4.5 1bf) mdx.
Withdrawal force
20 N
(4,5 Ibf) max.

AP 17.2 | Effectiveness of 15f Rate of load 50 N (11 Ibf)
connector coupling application for60s+5s
device 44,5 N/s (10 Ibf/s)

max.
AP 18 Unmated Visual la There shall be no
connectors examina- defects that would
tion impair normal
operation
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Tableau 27
Groupe B
Phase Essai CEI Mesures a effectuer
d'essai Titre CEI 512 Sévérité ou Titre CEIl 512 Conditions requises
Essai n’ conditions d'essai Essai n’
BP 1 Non applicable
BP 2.1 Systeme de 2 N manoeuvres, Voir annexe B
verrouillage voir
mécanique manoeuvres
mécaniques
BP 2.2 Fonctionne- 9a N/2 manoeuvres, PL 1(N) = 2 500
ment VOIf manoeuvres L2 = 5
mécanique mécaniques.
Vitesse 10 mm/s <
(0,4 in/s).
Repos 5 s (non
accouplé). Systéeme
de verrouillage non
en fonctionnement -
BP 3 Corrosion 119 Voir annexe D \ \)
dans un fluse Moitié accouplé
de mélange de Moitié désaccouplé \/
gaz O
BP 4 Points de connexjon heé an a 40 mQ max.
i de contax
BP 5 Fonctionne- 9a Résistance 2a 40 mQ max.
ment copttact
mécanique s >
ints dg’connexion
selomfigure 27
Joug’les contacts
du spécimen
BP 6 \ 100 V £ 15V Résistance 3a 500 MQ min.
% courant continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés
BP 7 Contact/contact: Tension de 4a 1000 V couranf continu
Méthode A tenue ou courant altefnatif
Connecteurs crete
accouplés
Entre tous les 1500 V courant continu
contacts et le ou courant alternatif
panneau d'essai: créte
Méthode A
Connecteurs
accouplés
BP 8 Non applicable
BP 9 Non applicable
BP 10 Examen la Il ne doit pas y avoir
visuel de défaut entrainant un
fonctionnement
anormal
BP 11 Non applicable
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Table 27
Group B
Test IEC test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 512 Severity or Title IEC 512
Test No. condition of test Test No.
BP 1 Not applicable
BP 2.1 Locking device 2 N operations - See annex B
mechanical see mechanical
operations operations /
BP 2.p Mechanical 9a N/2 operations - L& =|2500
operations see mechanical ( PINZ(N) 750
operations. Speed
10 mm/s (0,4 in/s).
Rest 5 s (when
unmated). Locking
device inoperative <\ \
BP 3 Flowing mixed gas 11g See annex D
corrosion
Half mated
alf unmated /\
Nalt unmate >
BP 4 Conrgection ponts Contact 2a 40 mQ mak.
in fligura 27. All | resistapce
esjmen
BP 5 Mechanical 9a ontact 2a 40 mQ mak.
operations <\(\ resistance
Q ingperative
onnection points
as in figure 27
All contacts/
(\ specimen
BP 6< N 100V +15Vd.c. Insulation 3a 500 MQ mjn.
resistance
Method A
Mated connectors
BP 7 \/ Contact/contact: Voltage 4da 1000 V d.g. or a.c.
Method—A. proof peak
Mated connectors
All contacts to test 1500 V d.c. or a.c.
panel: Method A peak
Mated connectors
BP 8 Not applicable
BP 9 Not applicable
BP 10 Visual la There shall be no
examin- defects that would
ation impair normal
operation
BP 11 Not applicable



https://iecnorm.com/api/?name=351c60c51f5f15af5ce952c7b44ee124

- 78 - 603-7 OO CEI:1996
Tableau 27
Groupe C
Phase Essai CEl | Mesures a effectuer Conditions
d’essai Titre CEl 512 Sévérité ou Titre CEl 512 requises
Essai n° conditions d'essai Essai n°
CP1 Chaleur humide, |11c 21 jours connec-
essai continu teurs accouplés
CP2 Tension d'essai Résistance 3a 500 MQ min.
100vV+15V d'isolement
courant continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés
CP 3 Points de connexion | Résistance de |2a 40.mQ Xy
selon figure 27 contact
Tous les contacts
du spécimen
CP 4 Contact/contact: Tension de 4a 1 Wura ht continu
Méthode A tenue u co t altg¢rnatif créte
Connecteurs
accouplés 1 500 V courahpt continu
Entre tous les u courant altgrnatif créte
contacts et le
panneau d'essai:
Cognecteurs
acco N )
CP5 Conne n Examen visuél | 1a Il ne doit pas yf avoir de
acc défaut entraingnt un
\ fonctionnemer]t anormal
bleau
Groupe|D
Phase ( \ > Essdl Cﬁ\ / Mesures a effectuer Cond|tions
d'essa Titre” I 5}& \Z}é}mé ou Titre CEl 512 requjses
A Essai'n’/\V/sonditions d'essai Essai n°
DP 1 ] Non applicaple
DP 2 500 h 70 °C 1A
Période de reprise
2h
DP 3 Points de connexion | Résistance 2a 40 mQ max.
selon figure 27 de contact
Tous les contacts
du spécimen
DP 4 Contact/contact: Tension de 4a 1000 V courpnt continu
Méthode A terue oucourantalternatif
Connecteurs créte
accouplés
Entre tous les 1500 V courant continu
contacts et le ou courant alternatif
panneau d'essai: créte
Méthode A
Connecteurs
accouplés
DP 5 Connecteurs non Examen la Il ne doit pas y avoir de
accouplés visuel défaut entrainant un
fonctionnement
anormal
DP 6 Non applicable
DP 7 Non applicable
DP 8 Non applicable
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Table 27
Group C
Test IEC test Measurement to be Requirements
phase performed
Title IEC 512 Severity or Title IEC 512
Test No. condition of test Test No.
CP1 Damp heat, steady 1llc 21 days
state Mated connectors
CP 2 Test voltage Insulation 3a 500 MQ min.
100V + 15V d.c. resistance
Method A
Mated connectors (
CP 3 Connection points Contact a\\ mQay.
as in figure 27 resistance
All contacts/
specimen
CP 4 Contact/contact: VoIt \k Wd.c or a.c.
Method A peak
Mated connectors \
1500 V d.cj or a.c.
All contacts jo\test peak
nel: Methpd >
d cghnect .
CP5 mat \>Ts\/ la There shalllbe no
C ecto examin- defects thaf would
tion impair nornpal
operation

Test IE test Measurement to be Requirgments
phase A performed
itle IEGS12 Severity or Title IEC 512
st No. condition of test Test No.
DP 1 \ \ ) Not applicable
DP 2 < Electhcal d and 9b 500 h 70 °C 1A
\t%np tar Recovery period 2 h
DP 3 Connection points Contact 2a 40 mQ may.
as in figure 27 resistance
All contacts/
bIJCbiIIICII
DP 4 Contact/contact: Voltage 4a 1000 V d.c. or a.c.
Method A proof peak
Mated connectors
All contacts to test 1500 V d.c. or a.c.
panel: Method A
peak
Mated connectors
DP 5 Unmated Visual la There shall be no
connectors exam- defects that would
ination impair normal
operation
DP 6 Not applicable
DP 7 Not applicable
DP 8 Not applicable
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Tableau 27
Groupe E
Non applicable
Tableau 27
GroupefF (
. ~ \‘ A
Phase Essai CEI Mesures a effect}ké ions
d'essai Titre CEIl 512 Sévérité ou Titre ckl 5 s
Essai n’ conditions d'essai ss|i n
FP 1 Points de Résistance éb\
connexion selon de contaCt
figure 27 couran
Tous les contacts normin
du spécimen 1 A
(courant continu
ou alternatif) (\
1 cy'fNe m e > N
FP 2 Essai de tenue UIT-T \_/ Essai 1, 2 spivant
aux K.20 UIT-T K.20, |Article 7
surcharges Critere A
Essai 3 Pas
d'inflammatipn
suivant
UIT-T K.20 Article 7
Critere B
FP 3 Q Résistance 3a 500 MQ min
d'isolement
&t
Conhecteurs
ouplés
FP 4 \> Connecteurs non Examen la Il ne doit pap y avoir
accouplés visuel de défaut erftrainant
Kl un fonctionnfement
anormal



https://iecnorm.com/api/?name=351c60c51f5f15af5ce952c7b44ee124

603-7 O IEC:1996

_81_

Table 27
Group E
Not applicable
Table 27
Group F
4
Test IEC test Measurement guifements
phasg perforpe\ (
Title IEC 512 Severity or Title IE 5}&
Test No. condition of test /\ st NG.
FP 1] Connection points \}b 4M majx.
as in figure 27
All contacts/ N
specimen 1A (d.¢"
or a.c)
1 measure?rcxc e N
FP 2 Surge test ITU-T Q Test 1, 2 -|Withstand
K.20 \_)/ per ITU-T|K.20,
clause 7, ¢riterion A
test Test 3 - N¢ fire
hazard pef ITU-T
K.20, clauge 7,
(\ criterion B
FP 3 10 w.c. Insulation 3a 500 MQ mjn.
ethod A resistance
(\ Mated gonnectors
FP 4 \?ﬂated Visual la There shall be no
onnectors examin- defects thqt would
ation impair norfnal
operation
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